中国科学院2021年仪器设备部门集中采购项目招标文件
场发射扫描电子显微镜
1. 工作条件：
1.1电源： 220 V ± 10 %，50~60 Hz
1.2环境条件：室温20~30 ℃，相对湿度 ＜65%
1.3可连续运行

2. 设备用途：
2.1 场发射扫描电子显微镜能够对功率计、能量计等设备涂层及光学元器件表面膜层微观结构进行超高分辨率成像观察，获取样品表面微观结构形貌信息、成分衬度信息。
可以在低电压下条件下无需镀膜直接高分辨观察膜层材料、复合材料等导电性差的样品；典型材料：光学镜片薄膜、镍铬合金涂层、硅等。
2.2配置X射线能谱仪附件，可同时对样品表面微观区域内元素成分进行定性和定量分析；

3.  技术规格：
3.1 电子光学系统
3.1.1 分辨率：
*3.1.1.1二次电子分辨率≤1.0nm@15kV，≤1.6nm@1kV 
#3.1.1.2 以上分辨率测试方法需基于非样品台减速模式下测试得到，适用于各种形状的样品和截面样品观察；
*3.1.2 加速电压：最低：≤0.02kV；最高≥30kV
*3.1.3 放大倍数：×20~×1,000,000；
*3.1.4 电子枪: Schottky型热场发射器
#3.1.5具备电子束大视野成像功能，最大工作距离条件下，最大电子束成像视野宽度≥60mm；
3.1.6物镜结构至少包含静电透镜和电磁透镜两部分结构，能够实现物镜下方无磁场泄露的工作模式，可近距离高分辨观察磁性样品；
#3.1.7 备用场发射灯丝和光阑，各1套；
3.2 样品室及样品台
#3.2.1 样品仓内部直径尺寸≥350mm
*3.2.2样品移动：X≥125mm，Y≥100mm，Z≥80mm。倾转范围T≥-10°~90°，可360°旋转；
#3.2.3 红外彩色CCD样品室显示系统，1个
#3.2.4 样品仓可扩展接口不少于10个；
3.2.5 配置马达台快捷控制系统及多功能旋钮操作控制面板或者轨迹球1个；
3.2.6 配置具备导航功能的多孔样品座。
3.3 探测器
*3.3.1 配置镜筒内高分辨二次电子探测器，1个；
*3.3.2样品室内二次电子探测器，1个；
*3.3.3可抽拉式五分割背散射电子探测器，1个；
*3.3.4配置样品电流探测器或法拉第杯，1个；
#3.3.5 电子束在同一位置扫描时，能够同时开启二次电子探测器和背散射电子探测器，同时获得同一位置独立的二次电子图像和背散射电子图像，还能够将二者混合，获得二次电子和背散射电子信号的混合像；
3.4 记录装置
3.4.1 图像记录系统包含计算机控制系统和专业控制软件，显示器2台； 
3.4.2 彩色激光打印机，1台。
3.5 数据处理系统1台，配置满足以下要求：
3.5.1 Intel 2,33 GHz Quad Core Processor；4GB DDR2内存；1TB S-ATA 3.0硬盘；独立显卡；DVD刻录机；根据供货时间，提供最新产品；
3.6 真空系统
*3.6.1配置涡轮分子泵、离子 Getter 泵和机械泵三级真空系统；
3.6.2 电子枪真空度达到10-7 Pa量级。
3.6.3 样品室真空度达到10-4 Pa量级。
3.6.4 自动抽真空： 完全气动阀自动控制； 
3.7 其他配件
#3.7.1 配置原装空气压缩机，1台；
#3.7.2 配置超静音闭路冷却循环水系统，1个；
#3.7.3 配置高分辨率离子溅射仪1台，标配Au靶，备用Pt靶1套；
#3.7.4超声波清洗机 1台
3.7.5不间断稳压电源1台。
#3.7.6主动隔振平台1台。
3.8 控制和数据处理系统
3.8.1 基于网络架构的数据传输系统；
3.8.2 配置专业系统控制和数据处理工作站；
3.8.3 可自动调节：电子枪对中、真空控制、亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、倾斜补偿；
3.9图像增强功能软件
#3.9.1 测量软件
3.9.2 双重放大倍率软件
3.9.3 灰度直方图软件
3.10 能谱仪附件
*3.10.1 探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效晶体面积≥40mm2，高分子超薄窗设计；
#3.10.2 最佳能谱仪分析工作距离≤9mm；
3.10.3 重元素能量分辨率：Mn Ka保证优于127eV（@计数率130,000cps），轻元素能量分辨率：F Ka 保证优于64eV（@计数率130,000cps）；能量分辨率: C Ka 保证优于56eV（@计数率130,000cps）。元素分析范围: Be4～Cf98。
3.10.4 具备元素面分布Live实时刷新显示功能，可实时观测样品区域变化
或者形态转变时，Mapping的动态变化过程。
4. 产品配置要求
为达到上述技术指标，投标产品应配置必要的硬、软件。投标产品不低于以下配置：
4.1高分辨场发射扫描电子显微镜，1套；
4.2电制冷能谱仪，1套；含能谱仪专用计算机工作站和显示器1套；
4.3二次电子探测器，2套；可抽拉式背散射电子探测器1套；
4.4空气压缩机和冷却循环水系统，各1套；
4.5能谱仪扩展硬件接口和软件通讯接口，1套；
4.6彩色红外CCD相机，1套；
4.7机械泵，1套；涡轮分子泵1台；离子 Getter 泵，1台；
4.8图像增强功能软件，1套；
配件：
4.9主动隔振平台1台。
4.10不间断稳压电源，1套；续航时间不低于1小时；
4.11碳导电双面胶带，2卷；配置备用样品台50个，镊子2把，通用样品盒5个，液体碳导电胶1瓶，吸耳球2个；
4.12配置样品清洗用超声波清洗仪1套； 
4.13配置样品存储用真空干燥箱1套；
4.14备用场发射灯丝和物镜光阑，各1套；
4.15备用电子枪密封圈1套。
5.  选购附件、备件及消耗品
无

6. 技术文件：
6.1合同签署后提供设备的安装条件及实验室条件说明。
6.2随机提供设备的操作手册、维护手册和服务手册。

7.  技术服务：
7.1 设备安装调试
7.1.1 在仪器到货前需派遣工程师携带专用设备对用户实验室的地面振动和环境杂散磁场进行免费的检测；
7.1.2 场地检测完毕后，供货方需出具专业的场地检测报告，如场地需要整改，供货方需给出详细专业的改造方案指导；
7.1.3仪器到达用户所在地后，在接到用户安装请求后1周内派遣专业工程师前往用户场地内执行机器的安装调试和验收服务；每台仪器的安装调试-验收期不应长于15个工作日。
7.2  技术培训 
7.2.1  仪器安装完毕供货方需指派专业工程师在用户现场对用户操作人员进行设备操作培训，至少1人、为期3天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
7.2.2 质保期内，免费赠送一次用户现场高阶应用培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、疑难样品条件选择、数据处理、基本维护等，培训时间不少于3天；
7.2.3 质保期外，额外赠送2次7.2.2条款中的高阶应用培训，具体培训时间以买卖双方协商为准。
7.3 保修期
7.3.1 提供制造厂家承诺的一年免费质保期，保修期自验收签字之日起计算。保修期内，所有人工服务和硬件更换均免费；
#7.3.2 一年免费质保期外，额外提供两年免费人工维保合同，本维保合同有效期内，免费提供无限次上门人工维修服务，每年2次设备清洁服务和每年1次设备全面维护保养服务。
7.4 维修响应时间
7.4.1  制造厂家需开设专业售后服务热线，接到用户维修请求后，电话响应时间不超过4小时；
7.4.2  制造厂家需在国内设立专业售后服务中心，需要安排工程师上门提供维修式，接到维修通知后2个工作日需安排专业工程师到达客户现场提供服务；
7.4.3  制造厂家需在国内设立专业的备品备件库，常用备品备件到货周期不超过3个工作日。
7.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）
7.5.1卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：
8.1场发射扫描电镜1台，能谱仪1台。

9. 目的港：
9.1场发射扫描电镜1台，能谱仪1台。CIP用户现场

10. 交货日期：                                         
10.1交货期：签订合同后6个月内

11．执行的相关标准
   无 
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